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摘要(译)

一种测试显示面板的寿命特性的方法，其中每个包括发光元件（有机EL
元件）的多个像素以矩阵形式排列，包括：设置包括多个像素的第一发
光区域;设置包括与第一发光区域相邻的所有像素的非发光区域;设置包括
不包括在第一发光区域和非发光区域中的像素的第二发光区域;通过使第
一发光区域中的像素和第二发光区域中的像素以不同的亮度水平发光而
不使非发光区域中的像素发光，测试显示面板的寿命特性发光。
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